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Tagesordnung 
 
 Thema: 07. Treffen des Arbeitskreises EcoReliability 

„Zuverlässige und nachhaltige Elektronik“ 
 

 Datum: 20. November 2026   10:00 -14:00 Uhr  

 Ort: Hybrid (Fraunhofer IZM  & MS TEAMS)  

 

Tagesordnungspunkte: 

 
Ab 9:30 Uhr  

 
Anmeldung und Kaffee   
 

10:00 Uhr Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung         

Frau Kolbinger, Herr Wagner, Fraunhofer IZM 

10:10 Uhr  Fachvortrag: Reparierbarkeit als Systemfrage – Produktdesign zwischen 
Regulierung und Marktlogik 

Frau Molnar, Brandenburgische Technische Universität 

10:50 Uhr Fachvortrag: Zirkuläre Elektronik für repair, re-use und recycling 

Frau Jeske, Siemens AG 

11:30 Uhr Pause 

11:40 Uhr  Fachvortrag:  Zuverlässigkeit der Lötstellen eines eWLB-Gehäuses nach 
Rework und bei Wiederverwendung. Ergebnisse des EU-Förderprojekts 
EECONE (European ECOsystem for greeN Electronics) 

Herr Ewald, Robert Bosch GmbH; Herr Kilger und Herr Niessner, Infineon 
Technologies AG; Daniel Hahn, Fraunhofer IZM 

12:20 Uhr Fachvortrag: Simulation des Entlötens von MLCC-Komponenten 
zum Zweck von Reparatur oder Wiederverwendung 

Herr Wiese, Universität des Saarlandes  

13:00 Uhr Abschlussdiskussion 

13:15 Uhr Vernetzungsrunde für alle PräsenzteilnehmerInnen 

 

Ende der Veranstaltung gegen 14:00 Uhr 


